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Eine Forschungsarbeit an unserem Institut befasst sich mit der
Erkennung von Oberflachendefekten in Produktionsmaschinen wie z.B.
VerschleiBerscheinungen an Linearantrnieben und Fuhrungen mithilfe von
Deep Learning Ansatzen. Insbesondere wird die Ubertragbarkeit
vonTrainingsdaten zwischen Anwendungsfallen betrachtet. Hierbei gibt
es die Moglichkeit fur Studenten im Rahmen einer Abschlussarbeit die
wissenschaftliche Gute der Forschungsarbeit sicherzustellen, indem
relevante Vorarbeiten identifiziert und der aktuelle Stand der Forschung
und Technik gemeinsam uberblickt wird. Bitte gib mir eine kurze
Einschatzung, ob dies ein spannendes Thema fur Studenten der
Ingenieurswissenschaften sein kann.
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Ja, dieses Thema konnte fur Studenten der Ingenieurswissenschaften
sehr spannend sein. Es bietet eine praktische Anwendung von Deep
Learning in der Industrie und ermoglicht es den Studierenden, sich mit
aktuellen Herausforderungen in der Produktionsmaschinenuberwachung
auseinanderzusetzen. Die Betrachtung der Ubertragbarkeit von
Trainingsdaten zwischen verschiedenen Anwendungsfallen ist auch eine
interessante und relevante Fragestellung, die das Verstandnis der
Studierenden fur die Flexabilitat und Anpassungsfahigkeit von Deep-
Learning-Modellen vertiefen kann. Insgesamt konnte diese
Abschlussarbeit den Studierenden ein umfassendes Verstandnis fur
aktuelle Entwicklungen in der Anwendung von Deep Learning in der
Industrie vermitteln und sie auf zukunftige Karrieremoglichkeiten im

Bereich der Ingenieurwissenschaften vorbereiten.
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AUFGABEN

Aufarbeitung des aktuellen Standes der
Technik im Gebiet der Defekterkennung
mittels Deep Learning.

Untersuchung der Grundlagen von Deep
Learning und der Anwendbarkeit auf eine
spezifische Fragestellung in der
bildbasierten Defekterkennung.

Gegenuberstellung gangiger Ansatze und
neuer Technologien wie z.B. Transformer-
Architekturen.

WEITERE INFORMATIONEN

Einstiegszeitpunkt: flexibel / ab sofort
Anforderungen:

= Eigenstandige und zuverlassige Arbeitsweise

= Interesse an fachiibergreifenden Themen
Machine Learning und
Ingenieurswissenschaften

Fachrichtungen:
Alle technischen Studiengange
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Imanuel Heider

Geb. 70.16, Raum 003

Tel.: +49 172 141 1977
E-Mail: Imanuel.Heider@kit.edu
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https://www.wbk.kit.edu/downloads/DSE_SA_B.pdf

